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Uvod

Mobilni mérici mistnost pro intuitivni
3D skenovani

Modularni systém T-SCAN je vaSe rychla cesta vpred: 3D data naskenujete
bez pfipravy soucasti. Dokonale sladéné systémové komponenty — rucni
laserovy skener T-SCAN, opticky trackovaci systém T-TRACK a dotykova
sonda T-POINT — predstavuji intuitivni a vysoce presné 3D metrologicke
reSeni. V kombinaci se softwarem GOM Inspect Suite dosahuje nové
dimenze v soufadnicoveé méfici technice.



R o precnost

Modularni koncept vse v jednom

Modularni koncept vse v jednom a kompletni reseni
laserového skenovani poskytuje maximalni flexibilitu pro
sirokou Skalu aplikaci a povrchd.

Vcasné zjisténi odchylek

USetfete Cas i penize: Toto mobilni méfici feSeni Ize pouzit
v dilenském prostfedi, umoznuje velmi intuitivni zpdsob
méreni, vyhodnoceni a ziskani , digitalniho dvojcete”.

Softwarem rizeny pracovni postup

Systém T-SCAN je vybaven softwarem GOM Inspect Suite.
Na monitoru sledujete pribéh v redlném case, software
vas vede skenovanim, snimanim sondou a inspekci.
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Mobilni system ve
dvou verzich

Kombinujte rucni laserovy skener a dotykovou sondu s optickym
trackovacim systémem podle vaseho vybéru: osvedceny ZEISS T-TRACK
20 pro velké méfici objemy do 20 m? nebo novy ZEISS T-TRACK 10 pro
mensi mérici objem a vyssi presnost.

ZEISS T-SCAN
Rucni 3D laserovy skener

ZEISS T-POINT
Rucni dotykova sonda pro snimani
jednotlivych bodud

NOVY

ZEISS T-TRACK 10
Opticky tracker s méficim objemem 10 m3

ZEISS T-TRACK 20
Opticky tracker s méficim objemem 20 m?



Efektivni
skenovani
rucnim
laserovym
skenerem
/EISS T-SCAN

Rucni skener T-SCAN zachycuje 3D data rychle a intuitivné.
Jeho ergonomicky design umoznuje snadné skenovani.
Diky lehkému a kompaktnimu senzoru je velmi vhodny pro
sbér dat i v obtizné pfistupnych mistech.



I= OBSAH Systém

Meéreni soucasti
ruznych velikosti
/EISS T-TRACK 20

MéFici systém ZEISS T-TRACK 20 poskytuje meéfici objem

20 m?. Soucasti do délky 4 m zméfite pfi jednom ustaveni.
Tento systém se velmi snadno naucite pouzivat. Zachyceni
3D dat se provadi efektivné, presné a rychle. Staci umistit
soucast do sledovaného objemu a mUzete zacit méfit — neni
potfebna pfiprava soucasti pomoci referencnich bodd.

Sledovatelna presnost zarucuje reprodukovatelné a spolehlivé
vysledky méreni.
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Systém

NOVY

Vysoka
presnost mereni
ZEISS T-TRACK 10

Novy méfici systém T-SCAN 10 poskytuje mérici objem

10 m3. UmozZnuje méfit soucasti do délky 2,5 m pfi jednom
ustaveni. Diky vysoce spolehlivym optickym komponentim
ZEISS se vyborné hodi pro aplikace, které vyzaduji vyssi
presnost.
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Rychla mereni
jednotlivych
bodu

ZEISS T-POINT

Dotykova sonda T-POINT se vyborné hodi pro méreni v
mistech jako jsou ofezové hrany, pravidelna geometrie,

hluboké otvory nebo jiné opticky tézko dostupné oblasti.

Rychle a spolehlivé zachycuje vybrana mérena mista.
Zafizeni se mUze pouzivat s béZnymi méficimi sondami,
které Ize snadno a rychle vyménit.



Zvetseni

mericiho rozsahu
/EISS T-SCAN SMTs

Volitelné T-SCAN SMTs (Spherical Mounted Targets) vam umozni dalsi
rozsifeni méficiho objemu nebo dokonce kombinaci nékolika systému
ZEISS T-SCAN. Pokud je mérena soucast prilis velka pro systém ZEISS
T-TRACK nebo jeji geometrie blokuje pfimou viditelnost, mize se

na objekt snadno umistit tato vicepolohova adaptéry a zajistit tak
konstantni presnost 3D data.
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Vysoka spolehlivost procesu

GOM Inspect Suite

ZEISS T-SCAN funguje s GOM Inspect Suite, softwarovym
fesenim ,vse v jednom” a zavedenym standardem v 3D
metrologii. V softwaru Ize provadét méfeni a kontrolu,
vCetné parametrického postupu, ve kterém lze sledovat
vsechny kroky procesu. Softwarem navadeény proces
skenovani a dotykového snimani zjednodusuje a zrychluje
vas pracovni postup.

Stahnéte si zdarma

Kliknutim prejdete na webové stranky HandsOnMetrology


https://www.handsonmetrology.com/downloads
https://www.handsonmetrology.com/products/gom-inspect-suite

OBSAH Funk¢ni vlastnosti

Rychlé a vysoce presné
3D skenovani

Vynikajici technické parametry, jako je vysoky dynamicky
rozsah pro skenovani riznych povrchd objektd, inovativni
kamerova technologie, vysoce kvalitni optika ZEISS i vysoka
rychlost pfenosu dat zarucuji plynuly proces skenovani a
presné namérené vysledky.

Dynamické
referencovani

3D data jsou mérena s vysokou presnosti, dokonce i na
pohybujicich se objektech — diky funkci dynamického
referencovani provadite méfeni nezavisle na pohybech
soucasti a na narocnych okolnich podminkach, vcetné
vibraci.
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Siroka skala aplikaci

Kontrola kvality / Vyroba nastroju Vyvoj a navrh
Inspekce a forem produktu
v/ Porovnani nominalnich a namérenych v/ Opravy nastrojd v/ Vysoky dynamicky rozsah pro skenovani

hodnot pro CAD vsech druht povrchl

v/ Generovani a optimalizace obrabécich drah

v/ Kontrola hran (plechové dily) v/ Skenovani navrhovych modell pro
v/ Dokumentace skutecného stavu po nasledné CAD zpracovani a
v/ Kontrola slozitych svarfovanych konstrukci schvaleni nastroje dokumentaci
v/ Kontrola pfimo ve vyrobé v/ Zachyceni dynamiky slozitych soucasti, v/ Nastaveni kalibr a pfipravkd
napr. béhem upinaciho procesu « Rychlé zachyceni referen¢ni geometrie a

specifikovanych oblasti
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Technické udaje

Rucni laserovy skener ZEISS T-SCAN

Type / ZEISS T-SCAN

Méfici hloubka +/- 50 mm
Sitka linie do 125 mm
Stfedni pracovni vzdalenost 150 mm
Snimaci frekvence do 330 Hz

Rychlost sbéru dat

210 000 bodU za sekundu

Hmotnost

1100 g

Rozméry senzoru (vcetné rukojeti a IR pint)

300 x 170 x 150 mm

Délka kabelu

10m

Stfedni vzdalenost bodu

0,075 mm

Trida laseru (IEC 60825-1:2014)

Tfida 2M (bezpecné pro odi)

Software

GOM Inspect Suite
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Technické udaje

ZEISS T-TRACK 10

Type / ZEISS T-TRACK 10

Méfici vzdalenost: objekt-kamera

2,0m—-4,50m

MéfFici objem

10 m3

Zorné pole do 2894 mm x 2324 mm
Méfici frekvence do 2,8 kHz

Hmotnost 18,5 kg

Rozméry 1150 x 180 x 150 mm
Software GOM Inspect Suite

Sledovatelna presnost

ano

Pfesnost

0,033 mm + 0,033 mm/m

ZEISS T-TRACK 20

Type / ZEISS T-TRACK 20

Méfici vzdalenost: objekt-kamera

20m-6,0m

Mérici objem

20 m3

Zorné pole do 3200 mm x 2500 mm
Méfici frekvence do 2,8 kHz

Hmotnost 18,5 kg

Rozméry 1150 x 180 x 150 mm
Software GOM Inspect Suite

Sledovatelna presnost

ano

Presnost

0,04 mm + 0,04 mm/m
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GOM GmbH
a ZEISS company

SchmitzstralSe 2
38122 Braunschweig
Némecko

Tel: +49 531 390290
info@gom.com
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